8 Anhang

8.1 Entfaltung der Spektren der Rontgen-
Photoelektr onenspektroskopie (XPS)

8.1.1 XPS-Spektren der BCN-Proben

Die entfalteten B1ls- bzw. Cls-Spektren sind in der Abbildung 8.1 und Abbildung 8.2 bzw.
Abbildung 8.3 und Abbildung 8.4 ersichtlich. Abbildung 8.5 zeigt die typische Entfaltung der
N1s-Linie von Stickstoff. Als Beispiele fur die auftretenden typischen Bindungsenergien sind
die Spektren der Proben BCN14, BCN15 und BCN2s gezeigt.
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Abbildung 8.1: Entfaltung der XPS-Linien von Bor in den BCN-Schichten (Proben BCN1-BCN8).
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Abbildung 8.2: Entfaltung der XPS-Linien von Bor in den BCN-Schichten (Proben BCN9-BCN2s).
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Abbildung 8.3: Entfaltung der XPS-Linien von Kohlenstoff in den BCN-Schichten (Proben BCN2-BCNO9).
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Abbildung 8.4: Entfaltung der XPS-Linien von Kohlenstoff in den BCN-Schichten (Proben BCN10-
BCN2s).
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Abbildung 8.5:

Typische Entfaltung der XPS-Linie von Stickstoff in
den BCN-Schichten.
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8.1.2 XPS-Spektren der TiCN-Proben

Die entfalteten Cls- Spektren (TiCNX-Proben) sind in der Abbildung 8.6 und Abbildung 8.7 zu
sehen. Abbildung 8.8 zeigt die typische Entfaltung der N1s-Linie von Stickstoff. Als Beispiel

fr die auftretenden typischen Bindungsenergien der TICNX Proben ist das Spektrum der Probe
TiCN8 gezeigt.

Die entfalteten Cls- bzw. N1s-Spektren der TICNXs-Proben sind in der Abbildung 8.9 bzw.
Abbildung 8.10 ersichtlich.

In Abbildung 8.11 bzw. Abbildung 8.12 ist die Entfaltung des Ol1s-Spektrums der Probe TiCN5
bzw. TiCN8 dargestdl|t.
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Abbildung 8.6: Entfaltung der XPS-Linien von Kohlenstoff in den TiCN-Schichten (Proben TiCN1-
TiCN8).
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Abbildung 8.7:
Entfaltung der XPS-Linien von Kohlenstoff in den
TiCN-Schichten (Proben TiCN9-TiCN11).

Abbildung 8.8:

Typische Entfaltung der XPS-Linie von Stickstoff in
den TiCNX-Schichten am Beispiel der Probe
TiCN8.
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Abbildung 8.9:
Entfaltung der XPS-Linien von Kohlenstoff in den
TiCNXs-Schichten (Proben TiCN1s-TiCN3s).

Abbildung 8.10:
Entfaltung der XPS-Linien von Stickstoff in den
TiCNXs-Schichten (Proben TiCN1s-TiCN3s).
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Abbildung 8.11: Entfaltung des O1s-Spektrums der  Abbildung 8.12: Entfaltung des O1s-Spektrums der
Probe TiCN5 (52 at.% O). Probe TICN8 (37 at.% O).

8.1.3 XPS-Spektren der TiBC-Proben

Die entfateten Bls- bzw. Cls- Spektren sind in der Abbildung 8.13 und Abbildung 8.14 bzw.

Abbildung 8.15 und Abbildung 8.16 zu sehen. Die Spektren der N1s-Linie von Stickstoff sind
in Abbildung 8.17 dargestellt.
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Abbildung 8.13: Entfaltung der XPS-Linien von Bor in den TiBC-Schichten (Proben TiBC1-TiBC6).
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Abbildung 8.14: Entfaltung der XPS-Linien von Bor in den TiBC-Schichten (Proben TiBC6-TiBC12).
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Abbildung 8.15: Entfaltung der XPS-Linien von Kohlenstoff in den TiBC-Schichten (Proben TiBC1-
TiBC®6).
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Abbildung 8.16: Entfaltung der XPS-Linien von Kohlenstoff in den TiCN-Schichten (Proben TiBC7-
TiBC12).
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Abbildung 8.17:
N1s-XPS Spektren der Proben TiBC2, TiBC3 und
TiBC4.
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